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Bazy danych

— bibliograficzna baza danych o zawartéci polskich
| zagranicznych czasopism naukowych i matertew konferencyjnych
(od 1990 roku, obecnie ok. 39 tys. rekowiv) — opracowanie wasne
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Baza danych SAWIOS

Barza tworzona w Osrodlu Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Charakterystvka bazy
£ Instvtut Zaawansowanvch Technologii Wytwarzania, Krakiw
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W polach stowa z tytulu oraz slowa z notathi mozna wpisac kilka wyrazow obok siebie.
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Zawezanie wynikow
Eok wydania (brak wybom = wszystkie lata)

[Jz008; [2007; Cl200s: []200s; [D2004; [C12003; [02002; [l2001; [2000; [1999; [11098;
[J1se7; [199s; []190s; []1904; [J1993; (11992 [1es1; (1900, []1989; []1988;

Jezvk tekstu (brak wybom = jezvk dowolny):
[ polski: 1 angielski; = rosyjski; [Dniemieckd; [ francuski:
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Wynik wyszukiwania

Zapytanie:{ENG or GER. ) AND 2008
Liczha odnalezionych rekorddnr: 466

O PD 0372008 -nr 0362 dziat v

Iyloharaed 1.1, i in: Bdicrostracture and dieleetrie properties of CaCu3Tid0 12 cerarede. Iikrostniktura i whasciwodel dielsktryezne ceramiki CaCu3Tid0 12,
IlaterLetters, 2007, t 61, e 819, 5 18331832,

Prabki CaChu3Tid01 2 (COTO) otrzyruywano techuika substancil stalych Masteprie probkd wirgrzewano w temperaturze 900°C przez 12 godzin, po czym
spiekann wtemperaturze 1050°C preer 24 godziney, dopdli nie zapewniono tworzenia sie CCTO. Cheervacia rakrostraktury na shaningowymm mikroskopis
elektronowryin wykazats anormalny rozrost Ziaten i powstanie duzieh por. Obseramjae spiekanie prabek w zakresie teraperatur 950+ 1050%C przez 3do 12

godein stwierdzono, Se wras ze wetostem temperatury spilekania werastaba gestodd | tworzyla sie widma faza Cud0. Wynikibadah wikazaly, e probka spilekana

wr 1040°C przez 10 godzin mists vjednolicone tozmiaty = najpeyzszyr wapdlezynrdkism epsilonr (33,2100

[0 PD 04/2008 - nr 0435 dziat D1

Feinauer A.: Innovvations preis fir Frés-Dieb- Zentruen. Hagroda za innowaeyjhoée dlacentim tokarsko-frezarskizgn.
VDI-Z,2008, t. 150, nr 112, 5. 46-47.

W centrurn tokarsko-frezarelirn WIC 726/ T- 20 (wersja tandera) firmy Starma polyezono produktywnods automatn tokarskiegn do obrdbliz pretaz
elastyeznodciy i mozliwodeiam centrmn tokarsko-frezarskiego. Majedne] podstawie zainstalowano dwie niezalezne koluraney jezdne, = ktdryrch kazda posiada
wrzeciono frezarskie 1 magazyn ha 45064 narzedzia Kazde) kolorarde preyporzgdbowano wrzeciono tokarskie, tworzae wten sposdh dwie odrebne jednostkd, w
ktdryeh operacie chrdbkowe mozna prowadzid réwnolegle. £ pigcin stron preedimiot obrabia sig wijedne] przestrzend robocze), pozostate operacie wiykongmarane
54 W drugle] preestrzend w5 ostach, w tymm rdwnieE gratowanie proy UEycin proeclivwIzeciong
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Bazy danych

— bibliograficzna baza danych rejestraca
publikacje pracownikow IZTW (od 1986 roku) - ok. 1200 rekordbw
— Oopracowanie wasne
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BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKOW IZTW

Autor/Autorzy

np. Kowsalski 7. lub : | Spis autorow

owalsk

Stowa z tytutu

Czasopismo l Wykaz czasopism I
Miejscowosc Miejscownsc
Stowa kluczowe Stova kluczowe

Rok l Ciostepne roczniki I

%k X Y

Wskazoéwki dotyczace wyszukiwania:

Terminy wyszukivaweze w jednym peolu naledy rozdzielac srednikiem,

Pole wyboru = prawsj strony pozwala na wybranie operatora logicznego, ktorym beds polaczone terminy wjednym polu.
Operator logiczny 2 lewej strony dotyczy lgczenia kolejnych pal.

Do wyboru terminu wyszukiwawczego mozna skorzystac ze slovnika vwywohywanego przez klikniecie odpowiedniego praycisku.
Terminy wybrane w cknie slownika przencsi sie do wtasciwego pola przez klikniscie przycisku Przenies.

W formularzu wystarczy wpisac piervsze litery poszukivanego terminu.

Autordw nalezy worowadzad w postaci <nazwiske> <sdstep> <pierwszs liters imisniz> <kropks> np. Kowalski 1.

Motor wyszukiwawezy - WWWISIS BIREME/PAHOIORS - UNESCO
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- 9 baz tematycznych

- 8 Tematycznych Zestawie n Dokumentacyjnych

- Katalog Elektroniczny wybranych Polskich Opis ow

Patentowych sklasyfikowanych wg klas B23 | B24
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Bazy tematyczneCITIMRTW

* Inzynieria powierzchni

» Mikro - I nanotechnologie w wytwarzaniu wyrob ow
» Technologia monta zu i demonta zu

» Powtoki odporne na zu zywanie

» Metrologia wielko $ci geometrycznych

» Automatyzacja i robotyzacja w wytwarzaniu

» Niekonwencjonalne metody wytwarzania wyrob 6w

» Skrawanie z wysokimi pr edko sciami

* Nowe materia ty
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Mikro- i nanotechnologie w wytwarzaniu wyrobow - baza danych - Windows Internet Explorer
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Mikro- i nanotechnologie w wytwarzaniu wyrobow

Autor np. Kowalski 1. lub kowalsk lub Kowal
[ Slovmik ™ and @
Stowa z tytulu oryginalnego np. machining lub machin lub tool;machin

2 and ®

Stowa z tytutu polskiego np. obrdb lub obr;sucho

| and &
Stowa z notatki np. frez lub frez tarcz
L 2 and ®
Skrot tytulu czasopisma

[ stovmik | 2 and ®

Rok
[Jzoos; [D2007; [Dz2o00e; (2005 [J2004; [J2003; [z2002; [zoo1; [z000: [Jisse; [Jigss,;
[1gs7; [lises; [lises; [Jiges; [Dieea; [Nigez; [Hisex; [Nigsn; [ises; [isee;
Jezyk
[ polski; [angielski; [rosyiski: [ niemiecki; [francuski; [wdoski; [ czeski;
[ butgarst; [ stovacki:

Szukaj Wyczpsd

Wskazowki dotyczace wyszukiwania:

Terminy wyszukivavwcze wijednym polu nalezy rozdzizlad sradnikiem,

Pole wyboru = prawej strony pozwala na wybranie operatora logicznege, ktérym beda polaczons terminy wjednym paolu.
Operator logiceny z lewsej strony dotycey faczenia kolejnych pol,

Do wyboru terminu wyszukivawczego mozna skorzystac ze stownika wywobywanego prezez klikniecie odpowiedniego preycisku.
Terminy wybrane w slowniku przenosi sie do wiasciwego pola przez klikniscie praycisku Przenies.

W formularzu wystarczy wpisac pierwsze litery poszukiwanego terminu, np. aby wyszukac rekordy zawierajace informacje o frezach tarczowych wystarczy
wpisad frez;tarczow.

Avibordur nalasi waraumdsad w nnckari ©narwickas Cadotans e niarwcra litars imianiascbrankas o Kosalsldi 1
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Wynik wyszukiwania
Liczba rekordow spetniajgcych kryteria wyszukiwania (Stowa z
notatki=mikro) and (Skrot tytutu czasopisma=CIRP ANN or VDI-
Z ) and (Rok=2008) : 3

L264

Lung D.; Abouridouane M.; Sangermann H.
Skalierungseffekte bei der Mikrozerspanung.
Rezultaty skalowania procesu w mikroskrawaniu.
VDI-Z, 2008, nr spec. II, 5. 42-43.

Rezultaty skalowania procesu skrawania na potrzeby mikrocbrébki przedstawiono na przykiadzie wiercenia
wierttami kretymi (fi od 50 pm do 10 mm) w materiale C45E+N oraz frezowania mikrofrezami trzpieniowymi
z drobneziarnistych weglikow spiekanych stopniowanych scian bocznych w przedmiocie z X5CrNi18-10.
Ustalono, Ze wiasciwa sita posuwu przy wierceniu {sita odniesiona do przekroju warstwy skrawanej) ma
przebieg nieliniowy, zalezny od srednicy wiertta (zmniejszanie srednicy wiertfa powoduje gwattowny
wzrost te] sity). Ujawniono korzystny wptyw frezowania wspotbieznego na jakosc obrobione] powierzchni
oraz zaleznosc bteddw ksztattu od poosiowe] glebokosci skrawania.

L268
Bissacco G.; Hansen H.N.; Slunsky J.
Modelling the cutting edge radius size effect for force prediction in micro milling.

Modelowanie wielkosci promienia krawedzi skrawajacej w celu przewidywania sit przy
mikrofrezowaniu.

CIRP Ann., 2008, t. 57, nr 1, s. 113-116.

Opracowano teoretyczny model do przewidywania sit skrawania podczas mikrofrezowania, uwzgledniajgcy
promien krawedzi skrawajgce], bicie narzedzia i odchylenie kata splywu widra od kata pochylenia. Do
wyznaczenia parametrow procesu niezbednych do okreslenia sit dziatajgcych przy mikrofrezowaniu
wykorzystano rownowazng ptaszczyzne poslizgu widra oraz stosunek grubosci nieodcietego widra (uncut
chip) do promienia krawedzi skrawajgce]. Wykazano zgodnosE miedzy otrzymanymi na podstawie modelu
wartosciami teoretycznymi i stami zmierzonymi. Stwierdzono takze, Ze stosowanie zasady Stablersa
stanowi rozsgdne przyblizenie i ze bicie mikrofreza walcowo-czotowego jest skutecznie kompensowane
przez ugiecia narzedzia spowodowane sitami skrawania.

@ Internet
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Tematyczne Zestawienia Dokumentacyjne

* Minimalne smarowanie w obr &bce skrawaniem

» Szybkie wykonywanie prototyp 6w

» Gospodarka p tynami obr 6bkowymi

» Bezpiecze nstwo system oOw wytwarzania, technologie wspieraj ace ochron ¢ zdrowia
| sSrodowiska

» Metody i systemy zapewnienia jako $ci

» Monitorowanie narz edzi skrawaj acych

» Modernizacja maszyn i urz adzen technologicznych oraz proces Ow wytwarzania

» Odzysk i unieszkodliwianie odpad 6w poobr 6bkowych
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ﬁ Katalog elektroniczny wybranych Polskich Opisow Patentowych - Windows Internet Explorer
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KATALOG ELEKTRONICZNY
wybranych Polskich Opisow Patentowych

sklasyfikowanych wg klas B23 i1 B24,
wydanych przez Urzad Patentowy,
dotyczacych tematyki opracowywanej przez
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Mumer patentu O and @ or
Uprawniony z | Stovmik ) and & or
patentu

Stowa z tytulu [ 4

) and & or

Stowa kluczowe Stownik ) and ® or

Szukaj Wyczysd

Wskazéwki dotyczace wyszukiwania:

Terminy wyszukiwawcze wjednym polu nalezy rozdzielac srednikiem.

Pole wyboru = prawej strony pozwala na wybranie operatora logicznego, ktorym beda polaczone terminy wjednym polu.
Operator logiczny z lewej strony dotyczy laczenia kolejnych pal.

Do wyboru terminu wyszukivawezego mozna skorzystad ze slovmika wywolywanego przez klikniecie preycisku "Stownik".
Terminy wybrane w slovniku przenosi sie do wiasciwego pola przez klikniecie przycisku "Przenies".

W formularzu wystarczy wpisac piervsze litery poszukiwanege terminu,

Motor wyszukiwawezy . WIWWISIS BIREME/PAHOICPS - UNESCO

& mmternet |, 100%
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Wynik wyszukiwania
Liczba rekordow spetniajacych kryteria wyszukiwania : (Nazwa
firmy (uprawnionego z patentu)=INSTYTUT OBROBKI
SKRAWANIEM or INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNO) : 21

112 rim

[1] Nr rekordu 127
Patent nr 171827
Sposab obrobki elektrochemiczne] i elektroerozyjnej o podwyizszonej doktadnosci.
Int.Cl. B23H5/00 ; B27H7/00
Uprawniony z patentu: Instytut Obrobki Skrawaniem , Krakéw, PL
Fierwsza strona
Nr rekordu 159
Patent nr 172972
Gtowica zabierakowa.
Int.Cl. B23B33/00
Uprawniony z patentu: Instytut Obrobki Skrawaniem , Krakéw, PL
Pierwsza strona
Nr rekordu 160
Patent nr 172991
Zespot mocujgey narzedzi zespolonych.
Int.Cl. B23Q3/155
Uprawniony z patentu: Instytut Obrobki Skrawaniem , Krakow, PL
Pierwsza strona

Nr rekordu 340
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® INSTYTUT CENTRUM INNOWACJI,
ZAAWANSOWANYCH TRANSFERU | MONITOROWANIA
TECHNOLOGII ROZWOJU TECHNOLOGII

WYTWARZANIA WYTWARZANIA

Ustugi informacyjne

— Tematyczne Zestawienia Dokumentacyjne- wykazy literatury
opracowywane na podstawier ddet dostepnych w Bibliotece 1IZTW

— wyszukiwanie danych w bazach on-line
udostepnianych przez urzdy patentowe na Swiecie oraz w Katalogu
Elektronicznym Wybranych Polskich Opisdw Patentowych
sklasyfikowanych wedug klas B23 | B24

— Selektywna Dystrybucja Informacji - biezace (kwartalne)
dostarczanie informacji na wybrany przez wytkownika temat




® INSTYTUT CENTRUM INNOWACJI,
ZAAWANSOWANYCH TRANSFERU | MONITOROWANIA
TECHNOLOGII ROZWOJU TECHNOLOGII

WYTWARZANIA WYTWARZANIA

Dziatalnos¢ wydawnicza

— dwumiesiecznik zawierajacy
rocznie ok. 1200 opiéw bibliograficznych wraz ze streszczeniami
artykutéw z polskich i zagranicznych czasopism ukowych
| technicznych oraz materitow konferencyjnych dosgépnych
w bibliotece IZTW

— wydawane w nas¢pujacych seriach:
Zeszyty Naukowe
Materiaty Instruktazowe
Referaty
Monografie




® INSTYTUT CENTRUM INNOWACJI,
ZAAWANSOWANYCH TRANSFERU | MONITOROWANIA
TECHNOLOGII ROZWOJU TECHNOLOGII

WYTWARZANIA WYTWARZANIA

Dziekujemy za uwage !!

Maria Btazejewska, Joanna Kapusta, Elzbieta Karpinska-Pawlak
Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej IZTW
Zaktad Informacji Naukowo -Technicznej, Promocji | Szkole n
tel. (012) 631-72-88, (012) 631-72-90, (012) 631-72-97
e-mail : int@ios.krakow.pl

URL: http:// www.ios.krakow.pl /informacja/ index.php




